Digitalizagéio de Superficie sem Contato
com Preciséio de Nandmetro e Polytec

A linha TMS ¢ indicada para medicao otica cujo resultado ¢ o modelo digital da superficie. Mede planicidade,
profundidade, perfil, rugosidade e diferengas em relagao as formas geométricas ou desenhos CAD.

TMS "][I Sistema de medigoes de micro e nano topografia de alta precisao, o TMS-100 proporciona rapidez no
B processo de medicao e utilizagcdo em grandes campos de visao, com altissima resolugao. Excelente

Resolugao de 0,002 micron relagao custo/desempenho e maior flexibilidade devido a sua grande faixa dindmica de medigao.

Campo de medicao de 38 mm R T — - |

Caracteristicas:
* Resolugao vertical de 0,002 micron
» Campo de medi¢ao 38 mm com expansao de até 70 mm

* Profundidade do campo de medi¢ao 70 mm, conferindo ao sistema maior
flexibilidade

* Resolugao horizontal 58 micra

* Digitalizagao por interferometria de luz branca
« Andlise de superficies duras ou macias, robustas ou delicadas
* MedigOes em bordas é possiveis devido a Gtica telecéntrica

Publico Alvo:

* Industria de conformagao

* Microusinagem

* Metalurgia do po

* Industria automotiva

* Engenharia de superficie

* (arantia de plancidade, altura e paralelismo
 Rugosidade da superficie

* Medigoes tribologicas r
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TMS-3 [I [l Caracteristicas:

* Resolugdo vertical de até 0,002 micron
* Resolugao horizontal de 9 a 39 micra
 Campo de medigao de 5,8219,5mm

* Facil deintegrar alinha de produgao

* Medigao rapida e precisa

Resolucao de até 0,002 micron
Campo de medicédo de 5,8 a 19,5 mm

Compacto interferometro, projetado para
simplificar inspegdes de pegas em linhas de

producao. Design flexivel para ambiente fabril, * Software facil de utilizar e automatizar
permite trabalhar em qualquer angulo de * Funciona em superficies com diferentes
medigao. refletividades

* Rapidatroca de filtros oticos

Publico Alvo: e Industria de monitores, smartphones e
« Industrias que possuem altas exigéncias televisores ,
dimensionais em suas pecas * Seguranca em cedulas e moedas
« Industria de semicondutores * Metrologia
« Inspecao industrial e Controle de qualidade em ambiente
industria
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Microtopografia precisa em laboratdrios e ambientes industrais

Resolucao de 0,006 micron
Campode Medicaode43mm

Otimo para controle de qualidade inclusive da linha de fabricacéo
de pegas de alta precisao, automotivas, de maquina ferramenta,
moldes de injecdo, etc.

Caracteristicas:

* Resolugéo vertical de 0,006 micron

* Campo de medicao de 43 mm com expansao para 228 mm
* Profundidade de medigao de 70 mm

* Resolugao horizontal 13 ou 26 micra

* Mede profundidade de furos

* Software amigavel

* Pode medir partes de pegas grandes

Publico Alvo:

* Usinagem de Precisao

* Micro usinagem

* Industria da Conformacdo
* Metalurgia do PO

* Industria Automobilistica

* Industria Aerondutica

*Engenharia de
superficies

* Controle de planicidade
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TMS-1200

Resolugao de 0,0002 micron
Campo de medicao de 0,1a 3,6 mm

Com alta resolugao lateral, o0 TMS 1200, estabelece padroes de
medig&o sem contato com resolugéo de subnanometros. E a solugao
perfeita para produtos em desenvolvimento ou controle de qualidade.

Caracteristicas:

* Resolugao de 0,0002 micron

* Campo de medigao 0,1a3,6 mm

* MedigOes microscopicas

* Profundidade do campo de medicao de 0,25 mm
* Resolugao horizontal 0,065 a 2,5 micra

* Troca rapida de até 4 lentes

* Medigo 3-D sem contato

 Medicao de microestruturas, micro-textura, mems, microporos e
rugosidade

* Poderoso software para caracterizagao de superficies
* Opgoes para estender 0 campo de viséo

Piblico Alvo:

e Laboratorio de metrologia, controle de qualidade e pesquisa e
desenvolvimerto.

* [ndustria de semicondutores, mems e microestrutura
* Laboratorio de tribologia
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